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Особливі позначки: відкрита
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II. Етап виконання ДіР
Номер етапу: 1
Назва етапу: Дослідження впливу радіаційного опромінення на властивості шпаристих матеріалів на базі
кремнію

Початок етапу: 01.2000

Закінчення етапу: 12.2002

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Одеський державний
університет ім. І.І. Мечникова

Код за ЄДРПОУ: 02071091

Місцезнаходження:
Форма власності:
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IV. Відомості про співвиконавців ДіР



V. Відомості про замовника ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут енергозбереження
та енергоменеджменту Національного технічного університету України "Київський Політехнічний Інститут"

Код за ЄДРПОУ: 00027677

Місцезнаходження: пр. Перемоги 37, м. Київ, Київ, 03056, Україна

Форма власності:
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Розмір організації:
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VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР
Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади,
академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування: 

Джерела фінансування



VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Дослідження впливу радіаційного опромінення на властивості шпаристих матеріалів на базі кремнію

Назва роботи англійською:
Investigation of influence of the radiation on properties of the silicon based porous materials

Реферат українською:
Виявлено, що опромінення y-квантами по-різному діє на силікатну матрицю і на вторинний кремнезем. що з
них складається шпаристе скло і продемонстровано. як це впливає на еволюцію фотолюмінісцентних
спектрів під час тривалого зберігання матеріалу

Реферат англійською:
It is reveated that y-irradiation effects differenty on the silicate metrix and secondary silica gel, porous giss consits
of its, and the radiation influence on the photoluminescence spectrs evolution al the long0lime strage of material
is demonstrated
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